
Analyse af materialet er foretaget i en CAMSIZER fra Retsch Technology.

Måleprincip: Dynamic Image Analysis (ISO 13322-2:2006)

Minimum 80% af materialet ligger inden for det kornfordelingsinterval, der er angivet i det tekniske datablad.

NB: For at undgå sammenklumpning af materialet tilsættes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud for analysen.
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GENAN SUPER FINE POWDER

Kornfordeling - eksempel Sigteanalyse - eksempel Tolerancegrænser

SIGTEANALYSE - EKSEMPEL

Størrelsesklasse (mm)     Q3 (%)
< 0,200                 < 10,00
< 0,600                   > 90,00


